
































专利名称(译) 微探针

公开(公告)号 US8197418 公开(公告)日 2012-06-12

申请号 US12/663552 申请日 2008-06-09

[标]申请(专利权)人(译) 康奈尔大学

申请(专利权)人(译) 康奈尔大学

当前申请(专利权)人(译) 康奈尔大学

[标]发明人 LAL AMIT
PADUCH DARIUS
ABHISHEK RAMKUMAR
SCHLEGEL PETER

发明人 LAL, AMIT
PADUCH, DARIUS
ABHISHEK, RAMKUMAR
SCHLEGEL, PETER

IPC分类号 A61B5/00 A61B5/103 A61B5/117

CPC分类号 A61B5/0053 A61B5/685 A61B8/0833 A61B2562/0261

代理机构(译) 博钦律师事务所

优先权 60/942879 2007-06-08 US

其他公开文献 US20100324453A1

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

提供各种设计的微探针，包括具有体基部的微探针和从体基部延伸的细
探针和用于测量细探针中的应变的惠斯通电桥传感器电路，以及具有从
其整体基部延伸的两个细探针的微探针。集成惠斯通电桥，以消除两个
薄探针所经历的共模力。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/45ed79d7-2ce5-468d-8edb-7be05321b5be
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/040094431/publication/US8197418B2?q=US8197418B2
http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PALL&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.htm&r=1&f=G&l=50&s1=8197418.PN.&OS=PN/8197418&RS=PN/8197418

